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Applicant Name: Date of Evaluation: 
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Yeongtong-gu, Suwon-si PCTEST Lab, Columbia, MD, USA 
Gyeonggi-do, 16677, Korea  
  

FCC ID: A3LSMN935KOR 

APPLICANT: SAMSUNG ELECTRONICS CO. , LTD. 

 

 
  

I troductio
FCC ID:
E uip e t Class es : PCE, PCB, DTS, NII, DSS, DXX
Rule Pa t s : ,  ,  ,  ,  , 
F e ue y Ba ds See ta le  elo
Attestatio :

Differe ces
B ief Des iptio :

Spot Check Verificatio  Result Su ary  See followi g pages for data

Catego y F e ue y Ba d Test Co ditio Ve di t
Pt.  ERP Sha e

Pt.  RSE Sha e

Pt.  ERP Sha e
Pt.  RSE Sha e

Pt.    MHz ERP Sha e
Pt.    MHz RSE Sha e
Pt.    MHz ERP Sha e
Pt.    MHz RSE Sha e
Pt.    MHz EIRP Sha e
Pt.    MHz RSE Sha e
Pt.    MHz RSE Sha e

Ba d Edge Sha e
Spu ious E issio s Sha e
Co du ted Po e Sha e

Ba d Edge Sha e
Spu ious E issio s Sha e
Co du ted Po e Sha e

Ba d Edge Sha e
Spu ious E issio s Sha e
Co du ted Po e Sha e
I  Ba d Po e Sha e

RSE Sha e
I  Ba d Po e Sha e

RSE Sha e

Refere ce Detail Sectio
E uip e t Class Refe e e FCC ID Repo t Title Sha ed Data

A LSMN KOR G G Repo t All Se tio s
A LSMN KOR LTE Repo t All Se tio s
A LSMN KOR WLAN DTS Repo t All Se tio s
A LSMN KOR Bluetooth LE Repo t All Se tio s
A LSMN KOR UNII Repo t All Se tio s
A LSMN KOR DFS Repo t All Se tio s

DSS A LSMN KOR Bluetooth Repo t All Se tio s
A LSMN KOR RFID Repo t All Se tio s
A LSMN KOR ANT+ Test Repo t All Se tio s

DXX

ANT+ 

RFID

NII

Test Data Re‐Use Su ary

The  G G, LTE, Bluetooth, WLAN, a d ANT+ ha d a e a d soft a e of this de i e 
a e ide ti al to the i ple e tatio  i  A LSMN KOR. The ope atio al 
des iptio  i ludes detailed i fo atio  a out the  ha ges  et ee  the de i es. 
The data f o  that appli atio  has  ee   e ified th ough app op iate spot  he ks 
to de o st ate  o plia e fo  this de i e as sho  i  the su a y ta le  elo . 

The appli a t takes full  espo si ility that the test data  efe e ed  elo  
ep ese ts  o plia e fo  this FCC ID

DTS

.  GHz WLAN

 GHz WLAN

Bluetooth

EMC

PCB
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S P O T  C H E C K  V E R I F I C A T I O N  D A T A  

 
EMC Verification Data Section 
 

 

Ba d/Mode Test Case F e ue y
MHz A LSMA S U it A LSMA KOR U it Ve di t

Pt.  ERP . . dB . dB Sha e
Pt.  RSE ‐ . dB ‐ . dB Sha e
Pt.  EIRP . . dB . dB Sha e
Pt.  RSE ‐ . dB ‐ . dB Sha e

Pt.    MHz ERP . . dB . dB Sha e
Pt.    MHz RSE ‐ . dB ‐ . dB Sha e
Pt.    MHz EIRP . . dB . dB Sha e
Pt.    MHz RSE ‐ . dB ‐ . dB Sha e
Pt.    MHz EIRP . dB . dB Sha e
Pt.    MHz RSE ‐ . dB ‐ . dB Sha e
Pt.    MHz RSE ‐ . dB ‐ . dB Sha e
.  GHz WLAN Ba d Edge . . dBμV/ . dBμV/ Sha e
.  GHz WLAN RSE . . dBμV/ . dBμV/ Sha e
 GHz WLAN Ba d Edge . . dBμV/ . dBμV/ Sha e
 GHz WLAN RSE ‐ Noise Floo dBμV/ Noise Floo dBμV/ Sha e
Bluetooth Ba d Edge . . dBμV/ . dBμV/ Sha e
Bluetooth RSE ‐ Noise Floo dBμV/ Noise Floo dBμV/ Sha e

ANT+ I  Ba d Po e . . dBμV/ . dBμV/ Sha e
ANT+ RSE ‐ Noise Floo dBμV/ Noise Floo dBμV/ Sha e
RFID I  Ba d Po e . . dBμV/ . dBμV/ Sha e
RFID RSE . . dBμV/ . dBμV/ Sha e


